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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIELS ELECTRIQUES DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -

N

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CEM

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale dg normatisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la GE CEl a_pour objet de

Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout éregsé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverne entales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collakore etrQitement “avec/l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par/ascord e nisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les question iq eprésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, éta S & omitég nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent sous la forme de i interhationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ides gréés comme tels par les Comités

nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internatjonale ationaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, ationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergenceg entre la e da _la CEIl et la norme nationale ou régionale

correspondante doit étre indiquée en termeg clairsdans cettendernigre.
5) La CEIl n’a fixé aucune procg e % e indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand ur\matexje| est deslaré confeo a Mane de ses normes.

droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
g propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

¢ la premiére édition de la CEIl 61326-1 parue en 1997, son
endement 2 (2000). Elle en constitue une révision technique.

Le rapport de vote 65A/348/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les indications générales données dans le Guide 107 de la CEl ont été suivies.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for s
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object «f

this end and in addition to other activities, the IEC publishes International d . o\ paration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested\i e
participate in this preparatory work. International, governmental and non~g

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical m
international consensus of opinion on the relevant subjects since—ea

3) The documents produced have the form of recommendationg for |ntrnat|oal use
of standards, technical specifications, technical reports \o ’ P
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatio
Standards transparently to the maximum
divergence between the IEC Standard and
indicated in the latter.

5)

6)

This standard~cancel the first edition of IEC 61326-1 published in 1997, its
amendment ¢ $ i dment 2 (2000), and constitutes a technical revision.

The text of thi is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/345/FDIS 65A/348/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The general indications given in IEC Guide 107 have been followed.
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Les annexes A, B, C, D, E et F font partie intégrante de la présente norme.
La version frangaise n'a pas été soumise au vote.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

Le contenu du corrigendum de juillet 2002 a été pris en considération dansg emplaire.
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Annexes A, B, C, D, E and F form an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2003. At this date, the publication will be

reconfirmed;
withdrawn;
replaced by a revised edition, or

amended.

The contents of the corrigendum of July 2002 have been included in this copy.

@%
S
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INTRODUCTION

Les instruments et les matériels concernés par la présente norme peuvent souvent étre trés
dispersés d'un point de vue géographique et il peuvent étre amenés a fonctionner dans des
conditions d'environnement trés différentes.

La limitation des émissions électromagnétiques indésirables permet d'éviter qu'un autre
matériel, installé a proximité, soit soumis a I'influence du matériel considéré. Les limites sont
plus ou moins spécifiées dans les publications de la CEIl et du Comité International Spécial des
Perturbations Radioélectriques (CISPR) et proviennent donc de ces documents.

Toutefois, le matériel est appelé a fonctionner sans dégradation excessiye-dans un environ-
nement électromagnétique type. Les valeurs limites d'immunité indiquées dans la présente
norme ont été choisies a partir de cette hypothése. Les risques particuliers, dus parexemple a
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INTRODUCTION

Instruments and equipment within the scope of this standard may often be geographically
widespread and may have to operate under a wide range of environmental conditions.

The limitation of undesired electromagnetic emissions ensures that no other equipment,
installed nearby, is unduly influenced by the equipment under consideration. The limits are
more or less specified by, and therefore taken from, IEC and International Special Committee
on Radio Interference (CISPR) publications.

However, the equipment has to function without undue degradation in a typical electromagnetic
environment. The limit values for immunity specified in this standard have n chosen under
this assumption. Special risks, involving for example nearby or direct lightning s{rikes, circuit-

and installation, taking into consideration the electromagné : : any special
requirements, and the severity of failures.

©
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MATERIELS ELECTRIQUES DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CEM

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale énonce les prescriptions minimales relatives a l'immunité et
aux émissions concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) pour les matériels
électriques fonctionnant a partir d'une source d'alimentation inférieure a/1 008 V en courant
alternatif ou 1 500 V en courant continu ou a partir du circuit mesuré, Prévus pour un usage
ant les\matériels

et les dispositifs informatiques pour:

— la mesure et les essais;
— la commande;

— les laboratoires;

Les matériels cités ci-

a) Matériels éle

& commande

Matériels~servanf\a commander une ou plusieurs valeurs de sortie spécifiques, chacune de
ces grandeurs_étant déterminée par des réglages manuels, par une programmation locale
ou a distance, o4 par une ou plusieurs variables d'entrée. Cette catégorie comprend les
matériels de mesure et de commande dans les processus industriels (IPMC), tels que

— les régulateurs et contréleurs de processus;

— les automates programmables (AP);

— les blocs d'alimentation des matériels et des systémes (centralisés ou spécialisés);
— les indicateurs et les enregistreurs analogiques/numériques;

— les instruments de processus;

— les transducteurs, positionneurs, organes de commande intelligents, etc.

c) Matériels électriques de laboratoire

Matériels permettant de mesurer, d'indiquer, de contréler ou d'analyser des substances, ou
servant a préparer diverses matiéres.
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